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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien 1’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

©® Bulletin de 1a CEIX

©® Rapport d*activité de la CEX

Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@ IEC Bulletin

® Report on IEC Activities
Published yearly

[ ) Calalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En cq qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterp & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
techniqye International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitrep séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général [étant publié séparément. Des détails complets sur
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présehte publicat
ont été goit repris du V.E.1L., soit spécifiquement ap
fins de dette publication.

L

Symboles graphiques et littéraqux

Pour [les symbo
d’usage |général ap
— la Publication 27dg

en ique

— la ¥
maj

Les s
ont été
spécifiqy

® Catalogue of IE ublications

F§ erg aology, yeaders are feferred to IEC Publi-
edtio : : ¢ctrotechnicgl Vocabulary (I.LE.V.),
& form of separatel chapters each dealing
e General Indey being published as a
et. Full details of the L.LE|V. will be supplied on

e term and definitions contained in|the present publication
cithef been taken from the I.E.V. gr have been specifically
approved for the purpose of this publichtion.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symfols and signs approved
by the IEC for general use, readers ar referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols|
technology ;

to be used in electrical
-~ TEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the|purpose of this publi-
cation.

Autres publicafions de Ia CEI préparées par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other I E C publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément a la Publication 271 (1974)

LISTE DES TERMES DE BASE, DEFINITIONS ET MATHEMATIQUES

APPLICABLES A LA FIABILITE

PRISAMNIDIIL T
TINTCAINVIDUL

ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, ¢
un accord international sur les sujets examinés.

N 100 d
ba Comis nationaux suivant la régle des Six Mois
Japon
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Suede
Suisse
Turquie

discuté lors de la réunion tenue a Bucarest en 1974, A la suite de cette réunion,
t soumis & P’approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux

Comités nationaux.

és [nationaux adoptent

litions nationales le
dante doit, dans la

hn projet, document
en février 1974.

i Central)44:

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

un projet, document
Mois en janvier 1976.

i Central)55:

Les pays sui se sont prononceés explicitement en faveur de la publication du document 56(Bureay
Allemagne Hongrie
Acustralie Tsrail
Autriche Ttalie
Belgique Pologne
Brésil Roumanie
Bulgarie Royaume-Uni
Canada Suede
Danemark Suisse
Fspagne Tchécoslovaquie

. Etats-Unis d’Amérique ' Turquie

France . Union des Républiques Socia

listes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

First supplement to Publication 271 (1974)

LIST OF BASIC TERMS, DEFINITIONS
AND RELATED MATHEMATICS FOR RELIABILITY

LORFEVIAR
TrOINIEVY OIND

ich all the
ational

1) The fornjal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by TechnicalCommiftees on
National| Committees having a special interest therein are represented, express, as neg
consensup of opinion on the subjects dealt with.

int

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepté€d by jtteep in that
sense.,

3) In order|to promote international unification, the IEC expresses the w1sh yittees should adopt
the text ¢f the IEC recommendatlon for their national rules in so far 2
between

in the latfer.

ihdicated

This stan

A first dr: (Central

The followi

Japan

Portugal

Romania

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom

A draft
tral Office)

eeting held in Bucharest in 1974. As a result of this meeting, a draft, Documeny 56(Cen-
ational Committees for approval under the Two Months’ Procedure in Janudry 1976,

The following countri explicitly in favour of publication of Document 56(Central Office)55:

Australia Israel

Auctria quly

Belgium Poland

Brazil Romania

Bulgaria Spain

Canada Sweden

Czechoslovakia Switzerland

Denmark Turkey v

France Union of Soviet Socialist Republics
Germany United Kingdom

Hungary United States of America
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MERIAYHAPOIOHAS SJIEKRTPOTEXHMNYECKAA KOMUCCUA

MepBoe ponoanenue Kk IyGmaxauumn 271(1974)

HATE)XHOCTH. OCHOBHBIE TEPMUHBLI 1 MATEMATUUYECKUE

OOPMYJIbI

TIPEAACIOBIAR

KOMHUTETAMH, B KOTOPHIX TPEJCTABICHH BCE BaMHTEPECOBAHHLIE H
BOSMOMHOCTH TOYHO, MEIyHAPOLHYIO TOUKY BpeHNUS B TaHHOM 00jacT

MIPAHIMAIOTCH HAMOHAJIBLHBIMU KOMUTETAMM.

B nensx comeilcTBUA MesyHApOgHON yHupmEanuu MO

ITepruiil mpoerT 0o0CYRIANCA HA CO
OBelaHuU, B (eBpale 1974 r. HAUNO

yecTne Hy6nm<aunn TOJIOCOBAIIN CJIEAYIO

Pymbmns

Coos Copercrux Couaincrudecy
Typuusa

QepepatusHan Pecrrytnuna l'epmy
DOuHITHINA
[lIpetinapus
renma
Anonusa

ble TeXHUYCCHUMUK
BEIDIHAIOT, IIO

ce HauHOHAIBHbBIC
apTOB, HACKOJIBKO
BEITH YETHO YHKa3a-

DIHOCTE .

o IlpaBnay mecru

livie CTPAHb:

1x Pecny0auk

L

PUHATOTO HA DTOM
no IlpaBuay asyx

metita 56 (IlenrpaibHoe 610p0o)55 B KayeCcTBe My OAMKAIIIY I'OJI0COBANN CIeLYIOIIe CTPaHb:

ABcrpanua Hanana

ABcrpusa TToabma

Beabvrua Pympmua

Bonrapus Coros Cosercrux Conumanucruieckux Pecry6ank
Bpasunnsa Coegnnennsle lTarst AMepurm
Benurobpuranua Typrusa

Benrpua Depeparusnan Pecnybauka I'epmanuu
Hanusa Opaunus

Wspanms YexocaoBakusa

Ucnauun HiBefinapus

WNranus I Benus
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Premier complément a la Publication 271 (1974)

LISTE DES TERMES DE BASE, DEFINITIONS ET MATHEMATIQUES
APPLICABLES A LA FIABILITE

First supplement to Publication 271 (1974)
LIST OF BASIC TERMS, DEFINITIONS
AND RELATED MATHEMATICS FOR RELIABILITY

[epBoe momonHeHne K nmyOunkauuu 271 (1974)

Défaillance, autre que critique,
qui risque de réduire l’aptitude
d’un dispositif plus complexe a
accomplir sa fonction requise.

Failure, other than a critical
failure, which is likely to reduce
the ability of a more complex
item to perform its required func-
tion.

HAJQE)XHOCTL. OCHOBHBIE TEPMUHBI U MATEMATUYECKUE
®OPMYJIbI
1. Classifitation des défaillances par Classification of failures in relation
rapport|a la prise en compte to relevance
1.1 Défaillqnce a prendre en compte Relevant failure
Défajllance & inclure lors de Failure to be included/in inter- KOTOPBIL cleryey yuu-
I’interpyétation des résultats d’essais preting test results or in ¢alculating b P HMHTepIpefanuu
ou ducalcul de la valeur d’une the value of a reliab ere PEeRYILTATOB UCHBITAHMI | maum
caractéfistique de fiabilité. BHURCIHEHNU BSHAUGHU IgKasza-
A HANEIKHOCTH.
Note. + Le critére de I'inclusion I pumevanue. ~— JomxHasl| ObITh
devra étre indiqué. YCTAHOBIIEHH KpUrepUL
0TKa30B.
1.2 Défaillgnce a ne pas prendre HexapakrepHplif 0TKa3
compte
Défafllance a exclure [ lorsVd e excluded in inter- OTkasz, KOTOPHIL He Cijegyer
Iinterprétati Rs or in calculating yUYMTHIBATH IPH HHTeplpefaluu
ou du reliability character- pesyabTaTon ncanaHMﬁ“[. 181044
caracté NpY BHYUCIIEHNY BHAYEHM IO-
Ka3aTelsT HANEKHOCTH.
Note. ¢/ — The criteria for the ex- Ipumevanue. — Jlomnuny 661H
clusion should be stated. YCTAHOBIEHB KPUTrepyi
OTKA30B.
2. Classif Classification of failures in relation Knaccuduranusi 0TKa3oB 1jo
rapport to consequence MOCAEACTBUAM
2.1 DéfaillTnce critique Critical failure Kpurunueckuii 0TKa3
Défaillance qui risque de causer Failure which 1s likely to cause UTKa3, KOTOPLIA MOMer CO03-
des blessures 4 des personnes ou injury to persons or significant MaTh OMACHOCTH NJA JIOMed MK
des dégits importants au matériel. damage to material. NIPHBECTH K YMOBPEMACHUID MaTe-
PUATLHLIX TIEHHOCTEH.
2.2 Défaillance majeure Major failure 3HauuTeNbHBbIA 0TKA3

OTrA3, KOTOPHIH He ABIAETCA
KPUTHYECKHM, HO KOTOPBIA MOI
OBl BHIBBATH CHUIKEHUE CII0CO0-
HOocTH  0oJjiee - CIOMKHOTO W3-
meius BHIIOJHATE TpebyeMylo
$yHRIUIO.
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Défaillance mineure

Défaillance, autre que critique,
qui ne réduit pas I’aptitude d’un
dispositif plus complexe & accomplir
sa fonction requise.

Percentile d’ordre Q de la durée
de vie (pour des dispositifs non
réparés)

Percentile d’ordre Q de la durée
de vie, observé

Durée observée au bout de
laquelle une proportion donnée

— 6 —

Minor failure

Failure, other than a critical
failure, which does not reduce the
ability of a more complex item to
perform its required function.

Q-Percentile life (for non-repaired
items)

Observed Q-percentile life

The length of observed time at
which a stated proportion (Q %)

HesnauuteabHbl

Orras,
KPUTUYECKUM

cniocobuocTu  Goiee

1 0TKa3

KOTOPHI Iie ABIAETCH

n  He CHMKaeT

CIIOIKHOTO

U3JeNNA BEIIOJHATHL TpeGyeMyIo

PyHEIHIO.

Q-nponeHTHLIA

CPOK CIY)KOBI

(JIJIH HepeMOHTIPYeMbIX

u3jemit)

HabnmopeHHbii
CPOK CayIKObI

O-npoueHTHbIH

[TpopommuTebHOCTE BPEMEHY
HaGHIQNEeHMA, 32 KOTOPOE OTHABA~

(@Y%) d’un échantillon de dispo-
sitifs a subi une défaillance.

Notes 1. — Les critéres de défini-
tion de la défaillance
doivent étre donnés.

2. — Le percentile d’ordre
Q de la durée de vie
est également la durée
de vie au bout de
laquelle une fiabilité
de (100—Q)9% est ob-
servée.

Percentile d’ordre Q de la durée
de vie, estimé

Percentile d’ordre Q de la durée
de vie déterminé par la valeu
limite, ou par les yaleurs hmltes
de lmtervalle de gonfiance AssoTié

of a sample of items has failed.

Notes 1. — The criteria for wha
constitutes a fail
should be stated!
2. — The Q-percen 'le life
is also 2

JUTH T
CITY RO
ma6atio]
HEOTHKay
B BLIGOY

OueHeHHplll QO-)
CPOK CyIObI

Q-TIPOLEHTHH
OnpeeIAeMbli
3HaueHue (MIn
PUTEIBHOTO HH
HBIM JOBCPUTE
HAa OCHOBAIINU

fass moua  (Q %)

pIcc.

e ll,OJUKHLI
>3anm KpHUTepHu

eHTHBLI .CPOK
MOYKHOQ OIIpefe-
(KE  KaKk CPOK
, TPH KOTOPOM
aerca (100—Q) %
ABIIWX U3AeIN
Ke.

1P OLCHTHBDIH

it Cpok ciryKOwI,
KAKX TIpaHnudHoe
3HAYEHUS) OBE-
epBaJIa C 3aJam-
NMLHBEIM ~ YPOBHEM
TEX e JAHHDBIX

le percentile d’ordreQ o HabmogeHnii  pa  HOMHIAJILHO
de vie ¢ UICHTHYHBIMY  [MBIJINAME, KO-
n0m1 i TOpHIe oOnpefefAIN HaGIIOeH-
HDIH Q-TIPOReHTHBIIH CPOK
CIryKOHI.

Notes 1. — The source of the data Hpumewanun Y. — Caegyer
should be stated. yHKasBIBATH UCTOUHIK

AAHHBIY.
2. — Results can be accu- 2, — PesyapfraTel MOMKHO HAa-
mulated (combined) ) rammppTh  (06061ATh)
que lorsque only when all condi- TOJBKO| B TOM CJyuae,
les conditions tions are similar. eCII Bfe YCIOBUA ONU-

t semblables HAKOBH].
a distribution sous- 3. — The assumed under- 3. — Cuepyet y KasbiBaTh IIPej-
jacente supposée pour lying distribution of moJaragMeiii.  OCHOBHOI
les défaillances en failures against time 38KOH  paclpefeeHus

fonction du temps
devra étre donnée.

4. — On devra préciser si on
a utilisé un intervalle
unilatéral ou bilatéral.

5. — Lorsqu’une seule valeur
limite est donnée, il
s’agit généralement de
la limite inférieure,

should be stated.

4. — 1t should be stated
whether a one-sided or

two-sided interval is
being used.
5.— Where one limiting

value is given this is
usually the lower limit.

OTK3a30B BO BpeMeHnu.

4, — CJlefyer yKaseIBaTh, Ka-
KON JOBEPMTEIbLHBIA UH-

TepBaI

HCIIONb3yeTCHA —

OAHOCTOPOHHUI UK ABY-
CTOPOHHMIA.

5. — B ToM cayyae, ecan yKa-
33aHA OfHA TpAHUIA MH-

TEPBAIA,

oHA  OOBIYHO

ABJIAETCA HUMMHHUM Ipe-

EJIOM.
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4.1

4.2

Percentile d’ordre Q de la durée de
vie, extrapolé

Extension par une extrapolation
ou une interpolation définie du
percentile d’ordre Q de la durée
de vie, observé ou estimé, a des
conditions de contraintes différentes
de celles correspondant au per-
centile d’ordre Q de la durée de
vie, estimé, et a des pourcentages
différents.

Note, — La validité de I’extrapola-
tion devra étre justifice.

— 7 —
Extrapolated Q-percentile life

Extension by a defined extra-
polation or interpolation of the
observed or assessed Q-percentile
life for stress conditions different
from those applying to the assessed
Q-percentile life and for different
percentages.

Note. — The validity of the extra-
polation should be jus-
tified

SKchanonnpoéaHHbm
(Q-NPOLEHTHBIA CPOK CIYIKOBI

Q-UpPOLEHTHHIT CPOK CILYIKOBIL,
OIIpeRes€HHbIA 110CPeCTBOM DKC-
TPATOINALNY AU WUHTEPIOIANNT
3HAYCHUH HaOJNIOOEHHOO MM
OIeHEHHOr0 -NIPOLEITHOTO Cpo-
KA Ciy;ROLI, DOJY4eHHBIH Jyist
YCIOBUA HArPY3KN, OTHUYHLIX OT
T€X, MPU KOTOPLIX NOJYYeH Olle-
HEHHLIH  Q-IIPONEHTHLI  CpOK
city 0B, U IJIA APYTUX BHAYCHHIT

Hpumewanue. -— Crpasepin-
BOCTb  DKCTPANOJIALUAN
DMK GLIThL — 060CHO-

Percentile d’ordre Q de la durée de
vie, predit

Pouf des conditions données
d’utiliqation, et compte tenu de la
concefftion d’un dispositif, le per-
centile|d’ordre Q de la durée de vie,
calcul{ a partir des percentiles
d’ordrg” Q@ observés, estimés, ou
extrapplés des durées de vie de ses
compdsants.

Note. 1 Les hypothéses techniques
et statistiques ainsi que
les bases de calcul (observé
ou estimé) devront £

données.

Concepts relatifs aux dg

Essai

Exp|
montri
ristiqu
satisf:
fiabilitf

Predicted Q-percentile life

For the stated conditions of use
and taking into account the desj
of an item, the computed QO

Reliability compliance test

An experiment used to show
whether or not the value of a
reliability characteristic of an item
meets its stated reliability require-
ments.

Db

HTHDIH
TOIy-
I07eH-
crpa-
THOTO
i, nusg
iyaTa-
[y K1

Hpumevarue. — JIOmKIUY OHITH
YKa3aubl TeXHHYedKue 1
CTATHCTHYECKIE TOITYHie-
HUA, & TAKEKe Xapaxrep
NAIHBIX, KCIIOJIb3leMBIX
Aag pacuéra (HabilomeH-
HBle JJIK ONEHEHHpE [0-
KaszaTemnu).

TloHsTHSs1, OTHOCSIIIMECA K
npeAcTaBICHUIO JaHHBIX

KOHTpOHbeIe HUCNbITAHUSA|HA
HAACKHOCTH

OKCIEPUMEHT,  MPOBOJIUMBEIi
JJIA TIPOBEPKU COOTBETCTBYA BHA-
YeHMA TOKABATeNs HATSHRHOCTH
UBJENNA YCTAHOBIGHHBIM [rpeGo-
BaHUAM,

Essai de détermination de la fabilité

Expérimentation conduite pour
déterminer la valeur d’une caracté-
ristique de fiabilité d’un dispositif.

Note. — Une analyse des données
disponibles peut aussi étre
utilisée pour la détermi-
nation de la fiabilité.

Reliability determination test

An experiment used to determine
the value of a reliability character-
istic of an item.

Note. — Analysis of available data
may also be used for
reliability determination.

OnpenenuTeanble HCHbITAHUS
Ha HAACKHOCTH

OKCIIEPUMENT, TIPOBO MBI
IJIsL oIpejiefleHus 3HAYEHUS II0-
KasaTeJiA HANEMHOCTH WU3AENU,

I pumewarnue. — Jlomycraercsa
TAKMe OIpeleleHue Ho-
KasaTedsa  HAJEIHHOCTH
TIOCPECTBOM AHAJIU3A
UMEIOMIUXCH TAHHBIX .
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5.3

Essai de fiabilité en laboratoire

Essai de conformité en fiabilité
ou de détermination de la fiabilité
effectué dans des conditions de
fonctionnement et d’environnement
prescrites et contrdlées qui peuvent
ou non simuler des conditions
d’exploitation,

Essai de fiabilité en exploitation

Essai de conformité en fiabilité
de détermination de la fiabili
effectué en exploitation ou les
conditions de fonctionnement, d’en-
vironnement, de maintenance et de

mesure sont enregistrées.

Concepts relatifs a la conception

Protégé en cas de défaut

Propriété introduite a la concep
tion pour éviter que les défaillances
propres d’un dispositif ne soient
des défaillances critiques.

Concepts de mainten

Notes 1. — La maintenabilité peut,

—_8 —
Laboratory reliability test

A reliability compliance or deter-
mination test made under pre-
scribed and controlled operating
and environmental conditions
which may or may not simulate
field conditions.

Field reliability test

A reliability compliance or deter-
where operating, environmental,

maintenance and measurement con-
ditions are recorded.

Design concepts

concepts

Ability of an item, under stated
conditions of use, to be retained
in or restored to a state in which
it can perform its required func-
tions, when maintenance is per-
formed under stated conditions
and using prescribed procedures
and resources. )

Notes 1. — Maintainability  can,

1 1 Eﬂﬂ]j‘ﬁe dela depeadmg on—the—par
BLTOITOTIC hg L4

situation, étre donnée
par une ou plusieurs
caractéristiques de
maintenabilité, telles
que distribution de
probabilité discréte,
moyenne des temps de
maintenance active, etc.

JlaGopaTopHbie MCILITAHMA Ha
HaJeKHOCTD

Hourponbusie mnw ompegesnn-
TeNBHBIE HCIBTAHHA Ha HageH-
HOCTb, IPOBOJIMMEIE B BAAHHBIX
W KOHTDOJIUPYEMBIX PEIRUMAX ¥
YCIOBHAX OKPYIKAIONMEH CpPejsl,
KOTOpBlE COOTBETCTBYIOT yCJHIO-
BUAM DKCIIIYATAIMNA WX OTIIH-
YAOTCA OT HUX,

3KcnnyaTauu0Hm,le HCenbITaHUA

Ha HAACHKHOCTh

Honrponpusie

BesaBapuiitocty

CBoiicTBO KO¥
JUA HE JOIYCKY
KasnB B KPUTUY

IToHATHS, OTHO(
PEMOHTONPHUTOH

WK Ompemeiu-
HUA, IPOBORH-
ORCILIY ATALUH

WUAX  OKPYIRAIO-
IeCKOT0 006Cay-

CTPYRINK HBJe-
TH IIepexoxa oT-
eCKIIe.

ALLMECH K
oCTH

PeMOHTONPUTOAROCTD

CrnocobrocTh
XPAaHEHHIO WK
B BAIAHHBIX YCJ
TAIUUA  TAKOTO
KOTOPOM OHO M
rpebyemere QyH
HUYeCcKoe 06cT
BOGUTCA B 3and
C MCIIONIL30BAHY
HEIX METOJUK U1

Hpumenanys 1

u3gennsa K CO-
BOCCTAHOBJIEHNIO
OBHAX DHCILIya-
COCTOANNA, NP
JKeT BBIONHATH
I, eCJIM TeX-
VIKUBAHIE TIPO-
HHLIX YCJAOBHAX
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ticular analysis situa-
tion, be stated by one
or several maintaina-
bility characteristics
such as discrete pro-
bability  distribution,
mean active main-
tenance time, etc.
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CIYKUBAHMA U T, A.
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7.1

7.2

7.3

2. — La valeur de la caracté-
ristique de maintena-
bilité peut différer pour
des situations de
maintenance différentes.

3. — Quand le terme mainte-
nabilité est  utilisé
comme une caractéris-
tique de maintenabilité,
il se réfeére au fait que
les actions de mainte-
nance peuvent ou non
étre effectuées pendant
une période donnée.

—9

2. — The value of the main-

tainability  character-
istic may differ for
different maintenance
situations.

3. — When the term main-
tainability is used as
a maintainability char-
acteristic, it refers to
the fact that the main-
tenance actions may,
or may not, be carried
out within a given
period of time.

2. — OHaueHHne KOHKPETHOTO
TmoKazareds  PEMOHTO-
TMPUTOHHOCTH MOHeT

OBITh PABINYHLIM B 3aBU-
CUMOCTH OT yCJIOBUII TeX-

HUYECKOTO 0BCITY HH-
BaHUA.
3.— BB Tex cayvyasx, Korpa

TePMUIL’ PEMOHTOIPUTO/-
[OCTh,, HPUMEHSETCH 2
BHAUGHUM  TOKABATEIS
PEMOHTOHPUIOJHOCTH, OH
0311AYACT, UTO MepPOIpHU-
SITUA TI0 TeXHUYECHOMY
O0CIYMUBAHUIO  MOI'YT
GLITH BHITIOJIHEHBI UM HE
BHIIIOJTHEHB B ITPEfeax

4, —La fonction requise
peut &tre définie comme
une condition donnée.

Congepts de maintenance

Maintenance

Cpmbinaison de toutes les actions
techiniques et des actions adminis-
tratfves qui leur sont associées,
effe¢tuées pour maintenir ou rétablir
un |dispositif dans un état dans
leqyel il peut accomplir sa foaction
reqyise.

en pue de péduire la probabilité de
défaillance ou Ya_dégtadation des
perforimances d’un“dispositif.

4. — The required function
may be defined as a
stated condition.

Maintenance concepts

Maintenance

actions\intend
in, of restore ittQ

eventive maintenance

The maintenance carried out at
predetermined intervals or cor-
responding to prescribed criteria,
and intended to reduce the pro-
bability of failure or the per-
formance degradation of an item.

33ATHHQIO TMEPUOTA BPE-

KLU MO-
ehejreHna
>JIOB]’IO .

Hocsituecs] K
y obcay)Kuganuio

Texnifueckoe 0GCny)KUBRHME

CoBORYNHOCTL  BCEX| TEXIIH-
YEeCKUX U COOTBCTCTRYIONINX Op-
AHUBAIMONNBIX  MEPOPULTHI,
HanpaBJeHHRIX Ha IOJyepKaline
WIIH BOCCTAIOBJIEHUE Takoro coc-
TOAHHUA HBHENUsI, IPH |KOTOPOM

OII0 MOMKeT BBIMOJHATE TpeGy-
emylo QyUKINio,
Hpunewanue. — TpeGyeman

PynKuusa  MOmpT  OHITDH
omnpefeneHa Kak sajar-
HOe YcJaoBHe,

TpoguiaakTHyecKoe TexHUYECKoe
o0caynBanve

TexHnuueckoe ofciayfkunanme,
BLIIIOJIIAEMOE Uepes |ycraHoB-
JICHHEIE WHTEPBAJL WIQ B COOT-
BeTCTBHW ¢ 2aAHUEIME Lpure-
puUsAMY, ¢  1eJblo | CHUBUTH
BEPOATHOCTL  OTHABA  [U3}CINs,
HIIM TIPEFOTRPATHTL YAV ALIenne

Maintenance corrective

Maintenance effectuée  aprés
qu’une défaillance est apparue, en
vue de rétablir un dispositif dans
un état dans lequel il peut accomplir
sa fonction requise.

Corrective maintenance

The maintenance carried out
after a failure has occurred, and
intended to restore an item to a
state in which it can perform its
required function.

LCI'O DHCIITYATAMOHHLIX Ka4CCTn.

BHenmjlaHOBOE TeXHHUYECKOE
ofcny)KuBanue

Texundeckoe 00CIyRUBAHAC,
BLLIONLAEMOC 110CIe HOSADIeHUs
OTIKARA ¢ [eIIbI0 ROCCTANOBICH ST
U3IeNUsi JO TAKOI0 COCTOSHUSA,
MPH KOTOPOM OHO MOZKET BLITIOJI-
HATHL TPeOyeMyIo YynKrumo.
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